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Ellipsometer SOP complementary 
 

1. The system is ready when the “lights” stop blinking, like so : 

 

 

 

 

 

 

 

2. Here you can find the recommended focus settings : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Here you can find the recommended measurement settings : 
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4. Focus troubleshooting : 

Peak too far right : 
Decrease Sample Thickness by   ̴ 300 µm 
 

Flat line : 
‐ Check the microspots 
‐ Visually check that the Xenon lamp is on 
‐ Check your sample thickness 
‐ Check your sample absorption 

Peak too far left : 
Increase Sample Thickness by    ̴300 µm 


